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Тема дисертації:
1. Структура та теплове розширення тонких плівок фулериту С60.

2. Structure and thermal expansion of thin fullerite films C60.

Реферат:
1. Об'єкт - тонкі конденсовані у вакуумі плівки фулериту С60 товщиною 1-102 нм.; мета - встановлення
особливостей структури тонких конденсованих плівок С60 та визначення їх коефіцієнтів теплового
розширення; методи - електронографія, просвічувальна електронна мікроскопія, рентгенівська
дифрактометрія.; результати, новизна - Вперше вивчена структура вільних плівок С60 при їх конденсації на
орієнтовані і аморфні підкладки. Показано, що змінюючи умови конденсації можна змінити структуру плівок
від неупорядкованої (аморфної) до (111) орієнтованої. Встановлено, що при конденсації С60 на (100) NaCl
формується багатопозиційна структура та визначено умови спряження підкладки (100) NaCl і (111)
орієнтованих плівок С60. Запропоновано механізм формування структури плівок С60. Вперше показано, що
основні особливості температурної залежності параметра решітки для плівок С60 такі ж, як і для масивного
С60. Виявлено розмірний ефект коефіцієнта теплового розширення (пл.. За розмірною залежністю (пл.
визначено середнійкоефіцієнт термічного розширення зовнішнього (111) шару (s; галузь - фізика тонких



плівок

2. Object - thin condensed in vacuum fullerite films in the thickness range 1-102 nm; aim - to establish features of
structure thin condensed C60 films and their thermal expansion coefficients; methods - high-energy electron
diffraction, transmission electron microscopy, X-ray diffractometry; results, novelty - For the first time the
structure of free C60 films under condensation on the oriented and amorphous substrates was investigated. By
variation of condensation conditions the structure of the films can varied from a disordered (amorphous) to (111)
oriented was determined. The formation of multi-position structure under condensation on the (100) NaCl was
established. The conditions of the conjugation of the (100) surface of NaCl and the oriented C60 films were
determined. A structure formation mechanism of the condensed films C60 was proposed. For the first time the
basic features of the temperature dependence of the film lattice parameter are close to those for a bulk C60 was
determined. The size effect of the thermal expansion coefficient (f was established. A value of the thermal
expansion coefficient of (111) surface layer (s was determined from the size dependence of (f; field of
implementation - thing films physics
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